
� Afficher tous les 3 produits de la même famille.

Microscope Deluxe Éclairé 40X de Mesure Directe

Stock #55-678 

- 1 +
 

Prix sur Quantité

Qté 1-4 €555,00 prix unitaire

Qté 5+ €527,60 prix unitaire

Need More? Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Adjustable & removable, battery operated

Type of Focusing:
Rack and Pinion

Remarque:
Magnification includes 10X Eyepiece

Propriétés physiques et mécaniques

20+ In Stock

€555
,00

AJOUT ER AU PANIER

  Français ⌄ EUR ⌄ Contact

http://www.edmundoptics.fr/contact-support/
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Champ de Vision (mm):
4.5

Incréments:
0.02mm/0.001"

Hauteur (mm):
200.00

Graduations de Réticule (mm):
0 - 3

Graduations de Réticule (pouces):
0 - 0.10

Poids (g):
580.00

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:

40X

Distance de Travail (mm):
15.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit
Reticle cannot and should not be removed or replaced.

Modèles 40X et 100X
Réticule Métrique/Impérial

Pour des mesures rapides et précise en laboratoires, stations de travail, et lignes d’assemblée. Se compose d’un double réticule gradué en millimètres et en pouces. Un tour de l’oculaire amène le réticule en une mise au point
pointue. Réticule peut être tourné dans toutes directions pour les mesures. Base protège le sujet alors que l’ajustement vertical repasse l’image sujet. Inclut un illuminateur verticalement ajustable, piles pour l’illumination, pouvant
être oté pour être utilisé n’importe où. Le microscope à une ouverture à la base pour la manipulation du sujet. 
Note: Le réticule ne peut et ne devrait pas être retiré ou remplacé.
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